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Beschreibung 

Ansteuereinrichtung fur ein lichtemittierendes Bauelement 

5 

Bei Ansteuereinrichtungen fur lichtemittierende Bauelemente, 
beiepielsweise Laser, sind bekanntermaSen Detektoren (z. B. 
Monitorphotodioden) vorhanden, die die Lichtleistung des 
lichtemittierenden Bauelements messen und eine Regelung der 
10 Lichtleistung ermoglichen. 

Bei in Laserdioden integrierten Monitorphotodioden entstehen 
aufgrund von verschiedenen Uraachen sogenannte ^Monitor 
Tracking Fehler*. Diese ^Monitor Tracking Fehler* beruhen auf 

15 temperaturabhangigen Ungenauigkeiten bzw. Messf ehlern der 
Monitordiode, die die eingekoppelte optische Leistung der 
Laserdiode eigentlich korrekt messen sollte. Ein „Monitor 
Tracking Fehler" kann bei einem kantenemittierenden Laser 
beispieleweise darauf beruhen, dase die optische Leistung am 

20 vorderen Spiegel des Lasers und die optische Leistung am 

ruckseitigen Spiegel des Lasers - temperaturabhangig - nicht 
proportional sind. Im Falle eines oberf lachenemittierenden 
Laeers (VCSEL-Laser) kann die Ursache fur einen ^Monitor 
Tracking Fehler" auch eine modenselektive und damit 

25 temperaturabhangige Kopplung zwischen dem Laser und seiner 
Monitorphotodiode sein. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Ansteuereinrichtung fur ein lichtemittierendes Bauelement 
30 anzugeben, bei der Schwankungen der Ausgangsleistung des 

lichtemittierenden Bauelements aufgrund von Messfehlern des 
zugeordneten Photodetektors, insbesondere aufgrund von 
^Monitor Tracking Fehlern", vermieden werden. 

35 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS durch eine 

Anateuereinrichtung mit den Merkmalen gemafi Patentanspruch 1 


2 

gelost. Vorteilhaf te Ausgestaltungen der erf indungsgemafien 
Ansteuereinrichtung aind in den Unteranspruchen angegeben. 


Danach ist erf indungsgemaS eine Ansteuereinrichtung mit einer 
5 Ref erenzquelle vorgesehen, die ein eine Soll-Lichtleistung 
vorgebendea Leistungsvorgabe -Signal erzeugt. AuSerdem weist 
die Ansteuereinrichtung einen Fotodetektor zum Messen der 
jeweiligen Ist-Lichtleistung auf . Mit dem Fotodetektor und 
mit der Ref erenzquelle steht eine Regeleinrichtung in 

10 Verbindung, die ein die Lichtleistung regelndes Regelsignal 
fur das lichtemittierende Bauelement erzeugt. Zusatzlich 
weist die erf indungsgemaEe Ansteuereinrichtung eine 
Korrektureinrichtung auf, die temperaturbedingte Messfehler 
des Fotodetektors kompensiert, indem sie das von der 

15 Referenzquelle erzeugte Leistungsvorgabe -Signal 
temperaturabhangig modif iziert . 

Ein wesentlicher Vorteil der erf indungsgemafien 
Ansteuereinrichtung ist darin zu sehen, dass diese mit 
20 relativ einfachen und kostengunstigen Komponenten realisiert 
werden kann, da zum Kompensieren der temperaturbedingten 
Messfehler lediglich da3 von der Referenzquelle erzeugte 
Leistungsvorgabe-Signal temperaturabhangig modif iziert werden 
muss. 

25 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erf indungsgemafien 
Ansteuereinrichtung besteht darin, dass die bisher ublichen 
Komponenten zur Lichtregelung, also die Regeleinrichtung und 
der Photodetektor unverandert weiter verwendet werden konnen; 
30 diese Komponenten mussen nicht modifiziert werden, da 

erf indungsgemaS lediglich die Soll-Lichtleistung bzw. das 
Leistungsvorgabe -Signal temperaturabhangig verandert wird. 

Besonders kostengunstig sind digitale Komponenten, so daas es 
35 als vorteilhaft angesehen wird, wenn die Korrektureinrichtung 
zumindest teilweise durch digitale Komponenten gebildet ist. 
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GemaJS einer vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Ansteuereinrichtung ist vorgesehen, dass die 
Korrektureinrichtung einen Speicher aufweist, in dem 
Korrekturwerte zum temperaturabhangigen Modifizieren des 
5 Leistungsvorgabe-Signals hinterlegt sind. 

Vorzugsweise weist die Korrektureinrichtung eine 
Steuereinrichtung auf, die mit einem Temperatursensor die 
Temperatur der Monitordiode oder eine dazu proportionale 
10 Tentperatur misst und anschliefiend aus dem Speicher denjenigen 
Korrekturwert ausliest, der dem gemessenen Temperaturwert 
zugeordnet ist. 

Die Korrekturwerte und die zugeordneten Temperaturstufen bzw. 
15 Temper at urbereiche konnen in dem Speicher vorzugsweise in 
Tabellenform hinterlegt sein- Die Tabelle kann vorzugsweise 
als „Look-Up-Tabelle" ausge9taltet sein. 

Die Steuereinrichtung der Korrektureinrichtung ist bevorzugt 
20 durch einen Controllerbaustein, insbesondere durch einen 
Mikroprozessor, gebildet . 

Urn z\x gewahrleisten, dass der Temperaturgang bzw. die 
Kompensationsregelung benutzerseitig beliebig veranderbar 

25 bzw. von aufien einstellbar ist, wird es als vorteilhaft 

angeaehen, wenn der Speicher und damit die darin enthaltenen 
Speicherwerte beliebig programmierbar sind. In einem solchen 
Fall konnen Tracking-Fehler mit beliebigen 
Temperaturkennlinien kompensiert werden; die Kompensation 

30 kann also an die jeweils eingesetzten optischen Komponenten - 
z. B. also an den jeweiligen Laser und die jeweils 
zugeordnete Monitordiode - arigepasst werden. 

Daruber hinaus weist die Korrektureinrichtung vorzugsweise 
35 einen Digital -Analog-Wandler auf, der der Steuereinrichtung 
nachgeschaltet ist. Dieser Digital -Analog-Wandler (D/A- 
Wandler) bildet aus dem von der Steuereinrichtung aus dem 
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Speicher ausgelesenen Korrekturwert oder einem daraus von der 
Steuereinrichtung abgeleiteten Hilf skorrekturwert ein 
analoges Modif ikationssignal , mit dem das Leistungsvorgabe- 
Signal der Ref erenzquelle modifiziert wird. 

5 

Im Rahmen einer weiteren vorteilhaf ten Ausgestaltung weist 
die Steuereinrichtung ein analoges Addierglied auf, das das 
Leistungsvorgabe- Signal der Ref erenzquelle und das 
Modif ikationssignal des D/A-Wandlers addiert. Das Addierglied 
10 kann beispielsweise durch eine Operationsverstarker-Schaltung 
gebildet sein. 

Wie bereits eingangs ausgefuhrt wurde, treten "Monitor 
Tracking" -Fehler insbesondere bei Laserdioden auf, so dass es 
15 als vorteilhaf t angesehen wird, wenn die Ansteuereinrichtung 
zur Ansteuerung sines Lasers. als lichtetnittierendem 
Bauelement verwendet wird. Der Fotodetektor zum Detektieren 
der Lichtleistung des Lasers ist dann vorzugsweise eine 
Monitordiode des Lasers. 

20 

Die Erf indung bezieht sich daruber hinaus auf ein Verf ahren 
zum Ansteuern eines lichtemitt ierenden Bauelementes . 

Urn ein solches Verfahren unaufwendig und mit einfachen 
25 Komponenten durchfuhren zu konnen, ist erf indungsgemafi 

vorgesehen, dass eine Soil -Lichtleistung vorgegeben wird und 
die Ist-Lichtlei3tung mit einem Fotodetektor gemessen wird, 
die Lichtleistung de3 lichtemittierenden Bauelements derart 
geregelt wird, dass die Abweichung zwischen Soil- 
3 0 Lichtleistung und der gemesaenen Ist-Lichtleistung minimal 
wird, wobei ein temperaturbedingter Messfehler des 
Fotodetektors kompensiert wird, indem die Soli -Lichtleistung 
temperaturabhangig modifiziert wird. 

35 Vorteilhafte Ausgestaltungen des erf indungsgemaSen Verfahrens 
sind in den . Unteranspriichen angegeben. 


s 

Bezviglich der Vorteile des erf indungsgemaSen Verfahrens und 
der vorteilhaf ten . Ausgestaltungen des erf indungsgemaSen 
Verfahrens wird auf die obigen Ausfuhrungen itn Zusammenhang 
mit der erf indungsgemaSen Ansteuereinrichtung verwie3en. 

5 

Zur Erlauterung der Erfindung zeigen 

Figur 1 - ein Ausf uhrungsbeispiel fur eine 

erf indungsgematee Ansteuereinrichtung und 

10 

Figur 2 - ein Ausf uhrungsbeispiel fur eine 

Korrektureinrichtung, wie sie in der 

erf indungsgemaSen Ansteuereinrichtung gemaS 

der Figur 1 eingesetzt werden kann. 

15 

In der Figur 1 erkennt man eine Ansteuereinrichtung 10 fur 
eine Laserdiode 20. Die Ansteuereinrichtung 10 weist eine 
Referenzquelle 30 auf, die ein eine Soll-Lichtleistung 
vorgebendes Leistungsvorgabe- Signal UREF1 erzeugt. 

20 

Die Ansteuereinrichtung 10 weiet daruber hinaus eine 
Monitordiode 40 auf, die als Fotodetektor zum Me s sen der Ist- 
Lichtleistung der Laserdiode 20 geeignet ist* 

25 Die Monitordiode 40 ist mit einem Eingang E50a einer als 

BIAS-Regler ausgefuhrten Regeleinrichtung 50 verbunden. Die 
Regeleinrichtung 50 erzeugt ein die Lichtleistung der 
Laserdiode 20 steuerndes Regelsignal - beispielsweise einen 
Laserstrom II - fur den Laser 20, Die Regeleinrichtung 50 

30 steht mit ihrem weiteren Eingang E50b daruber hinaus mit der 
Referenzquelle 30 uber eine Korrektureinrichtung 60 in 
Verbindung. 

Die Aufgabe der Korrektureinrichtung 60 besteht - darin, das 
35 Leistungsvorgabe -Signal UREF1 der Referenzquelle 3 0 zu 

modif izieren, und zwar derart, dass ein temperaturbedingter 
Messfehler der Monitordiode 40 kompen3iert wird. Hierzu 
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erzeugt die Korrektureinrichtung SO aus dem von der 

Ref erenzquelle 30 vorgegebenen Leistungavorgabe-Signal UREF1 

ein modifiziertes Leistungsvorgabe -Signal UREF2 . 

5 Das modifizierte Leistungsvorgabe-Signal UREF2 gelangt zu dem 
weiteren Eingang E50b der Regeleinrichtung 50 und wird von 
der Regeleinrichtung 50 verarbeitet. Die Aufgabe der 
Regeleinrichtung 50 besteht darin, unter Berucksichtigung des 
eingangsaeitig anliegenden, modif izierten Leistungsvorgabe- 

10 Signals URSF2 und des von der Monitordiode 40 gelieferten 
Iet-Lichtleistung3-Messsignals Imess den Laserstrom II fur 
die Laserdiode 20 derart einzustellen, dass die Abweichung 
zwischen der Ist-Lichtleistung und der durch das modif izierte 
Leistungsvorgabe -Signal UREF2 vorgegebenen Soll-Lichtleistung 

15 minimal wird. 

Zum Erzeugen des Laserstroms II weist die Regeleinrichtung 50 
einen Operationsverstarker 510 auf, dessen „Minus* -Eingang 
mit einem einstellbaren Widerstand RBIAS in Verbindung steht. 
20 An dem „Minus" -Eingang des Operationsverstarkers 510 liegt 
somit eine Spannung an, die proportional zu dem durch die 
Monitordiode 40 fliefienden Strom Imesa ist. 

Mit dem einstellbaren Widerstand RBIAS kann der Laserstrom II 
25 "per Hand" bzw. benutzerindividuell voreingestellt werden. 

Der „ Plus *- Eingang des Operationsverstarkers 510 steht mit 
dem weiteren Eingang E50b der Regeleinrichtung 50 in 
Verbindung und ist somit mit dem modif izierten 
30 Leistungsvorgabe- Signal UREF2 der Korrektureinrichtung 6 0 
beauf schlagt . 

Der Operationsverstarker 510 ist ausgangsseitig mit eine™ 
Basisanechluss eines Transistors verbunden, dessen 
35 Emitterahschluss auf Masse. liegt und dessen 

Kollektoranschluss den Anschluss fur die Laserdiode 20 
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bildet. Die Ausgang sspannung des 0perationsver3tarkers 510 
wird durch eine Kapazit&t CBIAS „gepuffert w . 

Die Korrektureinrichtung 60 weist an ihrem Eingang E60 ein 
5 analoges Addierglied 600 auf , dessen Ausgang den Ausgang A60 
" der Kontrolleinrichtung 60 bildet. Das analoge Addierglied 
600 ist auSerdem mit einern Steuereingang S600 ausgeatattet , 
der mit einem Ausgang A610 eines Digital /Analog -Wandlers 
(D/A-Wandlers) 610 verbunden ist. Eingangsseitig steht der 
10 D/A-Wandler 610 mit einer Steuereinrichtung 620 in 

Verbindung, die an einen Temperatursensor 630 und einen frei 
programmierbaren Speicher (RAM-Baustein) 640 angeschlossen 
ist . 

15 Die Ansteuereinrichtung gemaft der Figur 1 wird wie folgt 
betrieben: 

Mit der Ref erenzquelle 30 wird das Leistungsvorgabe- Signal 
UREF1 erzeugt, das die Soll-Lichtleistung der Laserdiode 20 

20 vorgibt . Dieses Leistungsvorgabe- Signal HREF 1. ward von der 
Korrektureinrichtung 60 modifiziert, wobei das modifizierte 
Lei 9tungsvorgabe- Signal UREF2 erzeugt wird. Das modifizierte 
Leistungsvorgabe -Signal UREF2 gelangt zu der Regeleinrichtung 
50, die die Laserdiode 20 mittels des Laserstromes II derart 

25 ansteuert, dass die Laserdiode 20 eine dem rnodif izierten 
Leistungsvorgabe-Signal UREF2 entsprechende Lichtleistung 
abgibt. 

Die Lichtleistung der Laserdiode 20 wird mit der Monitordiode 
30 40 gemessen, die ein der gemessenen Ist-Lichtleistung 

entsprechendes Messsignal Imess an die Regeleinrichtung SO 
weiterleitet . Der Operationsverstarker 510 innerhalb der 
Regeleinrichtung 50 regelt den Laseratrom 11 nun derart nach, 
dass die von der Monitordiode 40 geme3sene Ist-Lichtleistung 
35 der durch das modifizierte Leistungsvorgabe -Signal UREF 2 
vorgegebenen Soll-Lichtleistung entspricht. 


Wurde es sich bei der Monicordiode 40 um eine „ideale" 
Monitordiode handeln, die uberhaupt keinen 
temperaturbedingten Messfehler aufweist, so ware eine 
Modification des Leistungsvorgabe -Signals UREF1 unnotig. In 
5 der Real itat Weisen Monitordioden wie die Monitordiode 40 
jedoch sogenannte ^Monitor Tracking -Fehler* auf; dabei 
handelt es sich um temperaturabhangige Messfehler. Aufgrund 
dieser Messfehler entspricht die von der Monitordiode 40 
gemessene Ist-Lichtleistung nicht der tatsachlichen 1st- 
10 Lichtleistung der Laserdiode 20. Es kommt eomit zu einern 

Regelfehler der Regeleinrichtung 50, so dass der Laserstrom 
II. von der Regeleinrichtung 50 nicht mehr korrekt eingestellt 
wird. 

15 Um diesen temperaturbedingten Messfehler der Monitordiode 40 
zu vermeiden, modifiziert die Korrektureinrichtung 60 das von 
der Referenzguelle 3 0 erzeugte Leistungavorgabe -Signal UREF1 
unter Bil dung des modif izierten Leistungsvorgabe-Signals 
UREF2. Dies geschieht f olgendermafcen: 

20 

Die Steuereinrichtung 620 misst mit dem Temperatursensor 630 
die jeweils an der Monitordiode 40 herrschende Temperatur 
• bzw, eine dazu proportionale Temperatur. In Abhangigkeit von 
dem mit dem Temperatursensor 630 gemessenen 

25 Temperaturmesswert T liest die Steuereinrichtung 630 aua dem 
Speicher 640 eine zu dem jeweiligen Temperaturmesswert T 
passenden Korrekturwert (K(T) ) aus. Hierzu sind in dem 
Speicher 640 Korrekturwerte zusammen mit den zugeordneten 
Temperaturstuf en bzw. Temperaturbereichen in einer 

30 Tabellenform hinterlegt. Diese Tabelle bildet eine sogenannte 
^Look-Up-Tabelle". Die Look-Up-Tabelle kann beispielsweise 
fur n verschiedene Temperaturstuf en „Delta-Werte^ enthalten, 
welche das ursprungliche Leistungsvorgabe- Signal UREF1 der 
Referenzquelle 3 0 „additiv" oder „subtraktiv" modif izieren. 
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Die n Look-Up-Tabelle M ("Look up table") kann beispielsweise 
derart aufgebaut sein, dass die Speicheradressen der 
Speicherzellen des Speichers 64 0 jeweils einer Temperatur 
bzw. einem Temperaturmesswert T entsprechen; der Inhalt der 
Speicherzellen gibt.dann den zugeordneten Korrekturwert K(T) 
an. Die Anzahl der Temperaturstuf en ergib't sich uber die 
Anzahl der implementierten Speicherzellen und damit uber die 
Anzahl der zur Verfiigung stehenden Adressbits (bei 7 Bits 
z B. 128 Speicherzellen ) . 


Nachdem die Steuereinrichtung 620 den zu dem jeweiligen 
Temperaturmesswert T zugehorigem Korrekturwert K(T) aus dem 
Speicher 640 ausgelesen hat, ubertragt 3ie diesen zu dem D/A- 
Wandler 610. Der D/A-Wandler 610 erzeugt daraus ein analoges 
15 Modif ikationssignal Imod und ubertragt dieses zu. dem analogen 
Addierglied 600. Das analoge Addierglied 600 verwendet da3 
analoge Modif ikationssignal Imod dazu, aua dem eingangseeitig 
anliegenden Leistungsvorgabe-Signal UREF1 das modifizierte 
Leistungsvorgabe-Signal UREF2 durch Addition zu erzeugen. 

20 

Die Funktionsweise des analogen Addierglieds 600 ist im 
Detail in der Figur 2 dargestellt, Man erkennt in der Figur 2 
die Ref erenzquelle 30, die an einen Eingang E600 des analogen 
Addierglieds 600 angeschlossen ist. AuSerdem erkennt man den 
25 D/A-Wandler 610, der mit dem Steuereingang S600 des analogen 
Addierglieds 600 in Verbindung steht und das 
Modif ikationssignal Imod einspeist. 

Das analoge Addierglied 600 weist einen Operationsverstarker 
30 610 auf, dessen „ Plus w - Eingang mit der Ref erenzquelle 30 in 
Verbindung steht, Der Ausgang dee Operationsverstarkers 610 
ist mit dem „Minu9" -Eingang des Operationsverstarkers und 
aufierdem mit einem Anschluss eines Widerstandes R verbunden, 
dessen anderer Anschluss den Ausgang des Addierglieds und 
35 damit den Au3gang A60 der Korrektureinrichtung 60 bildet. An 


1 0 

dem anderen Anschluss des Widerstands R igt auSerdem eine 
Stromquelle 620 angeschlossen, die einen Strom Imod' erzeugt, 
der dem analogen Modifikationssignal Imod des D/A-Wandlers 
610 entspricht . 

5 

Ein positives oder negatives analoges Modifikationssignal 
Imod erzeugt einen positiven bzw. negativen Stromfluss Imod' 
durch die Stromquelle 620 und damit einen Spannungsabf all 
UREF2-UREF1 am Widerstand R . Dieser "positive" oder 
10 "negative" Spannungsabf all - je nach Richtung des Stromes 

Imod' - wird zur Ref erenzspannung UREF1 addiert. Mit anderen 
Worten ergibt sich das modif izierte Leistungsvorgabesignal 
UREF2 gem&S: 

IS UREF2 = UREF1 + Imod' *R 

wobei die Stromrichtung de9 Stromes Imod' vom jeweiligen 
Vorzeichen des analogen Modif ikationssignals Imod des 
DigitalanalogwandlerQ 610 abhangt. 


20 


1 1 

Bezugszeichenliste 


10 

Ansteuereinri chcung 

20 

Laserdiode 

30 

Referenzquelle 

40 

Monitordiode 

50 

Regeleinrichtung 

60 

Korrektureinrichtung 

S10 

Operationsverstarker 

500 

Analoges Addierglied 

610 

Digitalanalogwandler 

620 

Steuereinrichtung 

630 

Temperatursenaor 

640 

^eicher 

11 

Laserstrotn 

Iroess 

iMe9S3trom der Monitordiode 40 

11 

Lasers trom 

Imod 

Modi f i ka t ions 3 ignal 

I mod ' 

Strom 

CBIAS 

Kapazitat 

RBI AS 

einstellbarer Widerstand 

UREF1 

Le i s tunga vorgabe - S ignal 

UREF2 

modif iziertes 
Leistungsvorgabe - Signal 

K(T) 

Korrekturwert 


12 


Patentanspruche 

1. Ansteuereinrichtung (10) fur ein lichtemittierendes 
Bauelernent (2 0) 

5 - mit einer Ref erenzquelle (30), die ein eine Soll- 
Lichtleistung vorgebendes Leistungsvorgabe-Signal 
(UREF1) er2eugt, 

- mit einem Fotodetektor (40) zum Messen der 1st- 
Lichtleistung des lichtemittierenden Bauelementeg , 

10 - mit einer mit dem Fotodetektor (4 0) und der 
Referenzquelle (30) in Verbindung stehenden 
. Regeleinrichtung (50), die ein die Lichtleistung des 
lichtemittierenden Bauel ententes (20) regelndes 
Regel signal (II) derart erzeugt, dass die Abweichung 

15 zvischen der Soil -Lichtleistung und der gemessenen 1st 

Lichtleistung minimal wird, und 

- mit einer Korrektureinrichtung (60), die einen 
temperaturbedingten Messfehler des Fotodetektors (40) 

; kompensiert, indem sie das von der Referenzquelle (30) 
20 er2eugte Leistungsvorgabe- Signal (UREF1) 

temperaturabhangig modif iziert . 

2. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Korrektureinrichtung (60) einen 

25 Speicher (640) aufweist, in dem Korrekturwerte (K(T)) zum 
temperaturabhangigen Modif izieren des Leistungsvorgabe- 
Signals (UREF1) hinterlegt sind. 

3. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch 

30 gekennzeichnet , dass die Korrektureinrichtung (60) eine 
Steuereinrichtung (620) aufweist, die mit einem 
Temperatursensor (630) die Temperatur (T) der Monitordiode 
(40) oder eine dazu proportionals Temperatur (T) misst und 
aus dem Speicher (640) denjenigen Korrekturwert (K(T) ) 

35 ausliest, der dem gemessenen Temperaturwert (T) jeweils 
zugeordnet ist. 
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4. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch 
gekennzeichnet , dass in dem Speicher (64 0) die Korrekturwerte 
(K(T)} und die zugeordneten Temperaturstuf en oder 

Tempera turbe re i che in Tabellenform hinterlegt sind, 

5 

5. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 4 r dadurch 
gekennzeichnet, dass der Speicher (640) als Tabelle eine 
„Look-Up-Tabelle" enthalt." 

10 6. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 3, 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (620) der 
Korrektureinrichtung (60) durch einen Controllerbaustein, 
insbesondere durch einen Mikroprozessor , gebildet ist. 

15 7. Ansteuereinrichtung nach einem der vorangehenden Anspnlche 
2 big 6, dadurch gekennzeichnet , dass der Speicher (640) frei 
programmierbar ist. 

8. Ansteuereinrichtung nach einem der vorangehenden 
20 Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Korrektureinrichtung (50) einen Digital -Analog-Wandler (610) 
aufweist, der der Steuereinrichtung (62 0) nachgeschaltet ist. 

9. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch 

25 gekennzeichnet, dass der Digital -Analog -Wandler (610) aus dem 
von der Steuereinrichtung (620) aus dem Speicher (640) 
ausgelesenen Korrekturwert (K (T) ) oder einem daraus 
abgeleiteten Hi If skorrekturwert ein analoges 
Modif ikationesignal (Imod) bildet, mit dem das 

30 Leistungsvorgabe-Signal (UREF1) der Ref erenzquelle (30) 
modifiziert wird. 

10. Ansteuereinrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

35 Korrektureinrichtung (60) ein analoges Addierglied (600) 
aufweist, das das Modif ikationssignal (Imod) des Digital- 
Analog -Wandlera (510) oder ein mit diesem gebildetes Hilfs- 
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Modif ikationssignal (Imod')zu dem Lei stungsvorgabe- Signal 
(UREF1) der Ref erenzquelle (30) addiert. 

11. Ansteuereinrichtung nach Anspruch 10. dadurch 

5 gekennzeichnet, dass das Addierglied (600) durch eine 
Operationsverstarkerschaltung gebildet ist. 

12. Ansteuereinrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , da3S das lichtemittierende 

10 Bauelement ein Laser (20) ist. 

13. Ansteuereinrichtung nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dass der Photodetektor 
eine Monitordiode (40) des Lasers (20) ist. 

15 

14. Verfahren zum Ansteuern eines lichtemittierenden 
Bauelements (20), bei dem 

- eine Soll-Lichtleistung vorgegeben wird, 

~ die Ist-Lichtleistung des lichtemittierenden Bauelements 
20 (20) mit einem Fotodetektor (40) gemessen wird und 

- das lichtemittierende Bauelement (20) derart geregelt 
wird/ daae die Abweichung zwischen der Soll- 
Lichtleistung und der gemessenen Ist-Lichtleistung 
minimal wird, 

25 - wobei ein temperaturbedingter Messfehler des 

Fotodetektora kompensiert wird, indem die vorgegebene 
Soll-Lichtleistung tempera turabhangig modifiziert wird. 

15. Verfahren nach Anapruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
30 zum Modifizieren der Soll-Lichtleistung Korrekturwexte (K(T) ) 

aus einem Speicher (640) auggelesen werden. 

IS. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die .Korrekturwerce (KIT)) zum 
35 te^peraturabhangigen Modifizieren der Soll-Lichtleistung in 
dem Speicher in Tabellenform hinterlegt sind. 


17. Verfahren nach Ansprueh 16, dadurch gekennseiehnet, dasa 
<b. Korrekturwerte in Form eincr .Look-Up-Tabelle" hinterleg- 
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Zusammenf as sung 

Ansteuereinrichtung fur ein lichtemittierendes Bauelement 

5 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 

Ansteuereinrichtung fur ein lichtemittierendes Bauelement 
anzugeben, bei der Schwankungen der Ausgangslei stung des 
lichtemittierenden Bauelements aufgrund von Messfehlern des 
zugeordneten Photodetektors, insbeaondere aufgrund von 
10 ^Monitor Tracking Fehlern*, vermieden werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgeniafi gelost durch eine 
Ansteuereinrichtung (10) fur ein lichtemittierendes 
Bauelement (20) 
IS - nut einer Referenzquelle (30), die ein eine Soll- 
Lichtleistung vorgebendes Leistungsvorgabe-Signal 
(UREF1) erzeugt, 

- mit einem Fotodetektor (40) zum Measen der Ist- 
Lichtleistung des lichtemittierenden Bauelementes, 

20 - mit einer mit dem Fotodetektor (40) und der 
Referenzquelle (30) in Verbindung stehenden 
Regeleinrichtung (50), die ein die Lichtleistung des 
lichtemittierenden Bauelementes (20) regelndea 
Regelsignal (II) derart erzeugt, dasa die Abweichung 

25 zwischen der Soll-Lichtleistung und der gemes3enen Ist- 

Lichtleistung minimal wird, und 

- mit einer Korrektureinrichtung (60), die einen 
temperaturbedingten Messfehler des Fotodetektors (40) 
kompensiert, indem sie das von der Referenzquelle (30) 

30 erzeugte Leistung9vorgabe-Signal (UREF1) 

temperaturabhSngig modifiziert. 
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Fig. 1 


